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Система контроля данных в процессе прохождения «волн» для
отборочной комиссии ВУЗа
Процесс поступления абитуриентов в высшее учебное заведение является многоэтапным

и достаточно сложным процессом. На самом деле, процесс поступления зависит как от
решений принимаемых абитуриентом, так и от оперативности получении им информации
о его местоположении в рейтинге, при каждом формировании списка рекомендованных к
зачислению (“волн”).
Разрабатываемая система контроля данных в процессе прохождения «волн» позволяет

упростить процесс получения оперативной информации членами отборочных комиссий и
информирования непосредственно абитуриентов об их положении в рейтинговом списке.
Входными данными системы является открытая информация об абитуриентах, получаемая из
автоматических систем учета, например из АС «Приемная комиссия».
Функционально система обеспечивает следующие возможности:
• базовые операции

– импорт информации об абитуриентах;
– режимы сортировок;
– отображение информации о нахождении персоны в списках на разные специальности
в пределах факультета;

• работа с категориями, которая обеспечивает динамический вывод информации для
максимального упрощения процесса анализа

– создание динамических категорий;
– разделение персон по категориям;
– подсветка или скрытие отдельных категорий;

• формирование данных в виде, необходимом для блока автоматического проставления
рекомендаций;

• отображение результатов его работы.
Система учитывает особенности приема абитуриентов в НТУУ КПИ с учетом приоритетно-

сти направлений.

Рис. 1. Графический интерфейс пользователя системы

Выводы. Данная система призвана повысить эффективность работы приемной комиссии
на этапах выдачи рекомендаций и зачисления абитуриентов, а также позволяет обеспечить
отборочную комиссию оперативной информацией.
Литература. 1. Правила приема в Национальный технический университет Украины «Киев-
ский политехнический институт» в 2013 году: http://kpi.ua/rule.
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